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Micronair Elyaf Incelik Tespiti

Yun demetinden kontrolli hava akimi gegirerek ortalama elyaf ¢capini belirler. Temiz, medulasiz yin ve 6zellikle taranmis
seritler igin kullanilr.

Model teknik verileri

1 Yun tutami iginden diiz hava akimi gegirerek ortalama elyaf capini dlger.
2 Medula katmani olmayan normal yiin bu cihazla analiz edilebilir.
3 Ozellikle taranmis seritler igin uygundur.

Fiziksel ozellikler ve besleme

Elektrik beslemesi Approx. 220-240 V AC, 50/60 Hz, tek faz; Gretim segimine gore.

Gug / bagh yuk Approx. 30—100 W; 6n boyutlandirma igin bagli yuk.

Cihaz dis olguleri Approx. 350 x 300 x 600 mm (G x D x Y).

Cihaz agirligi Approx. 20—-35 kg net.

Brit / sevkiyat agirhgi Approx. 32-53.8 kg brt; ambalaj payi tahminidir.

Laboratuvar altyapisi Pnoématik devre secilmisse kuru, filtrelenmis basingl hava; galisma basinci ve debisi

teslimatta dogrulanir.

Olcii sirasi ve yaklasik degerler satirda belirtiimistir. Ambalaj degerleri cihazin net éigii ve agirhgindan ayridir. Approx. satirlari muadil cihazlar
ve islev/kapasite esasli 6n mihendislik tahminidir; dogrulanmis Uretim 6lglist veya standart zorunlulugu degildir. Kurulum ve sevkiyat, onayli
Uretim cizimi ve etiket degerleriyle kesinlestirilir. Tahmin kapsami: temel urtin/tek unite; harici bilgisayar, tezgah ve yardimci tesisat haric.

Teknik 6zellikler, dlguler ve gu¢ gereksinimleri yaklasik olup surekli tasarim iyilestirmeleri nedeniyle dnceden haber verilmeksizin degistirilebilir.

Uriinlerin teknik dzellikleri ve gorselleri, tiretim kosullarina ve ilgili standartlara gére degisiklik gdsterebilir.
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Test ve konfigurasyon

Olgiilen cikti / islev Hava akisiyla lif inceligi degerlendirmesi

Metoda gore secilecek Lif tirt, numune kdtlesi ve sikistirma kosulu
parametreler

Dogrulama noktalari Uygun lif referansi, hava akisi ve tartim

Kontrol ve kayit sartnamesi
Yonteme gore yazilim ve kayit gereksinimleri agagidadir. Teslim edilen yazihm modulleri siparis kapsaminda tanimlanir.

* Yontem kodu ve baskisi, numune kimligi, operatdr ve secilen deney parametreleri kayitla iligkilendirilir.

» Hesaplama ve bitis 6lgutl, segilen deney metodunun suriimuyle tanimlanir; cihaz sinyali ile operatér degerlendirmesi ayri
tutulur.

* Ham Olgumler, birimler, gegerli/gecersiz deney isaretleri ve raporlanan sonug izlenebilir tutulur.

* Hesaplama, bilinen girdiler ve bagimsiz hesapla; sensoér kanallar kalibrasyon degerleriyle kontrol edilir.

ilgili test metotlari

ISO 1136 - ASTM D1282 - IWTO 6

Listelenen metotlar uygulama referansidir. Uygunluk; donanim, metot baskisi ve kalibrasyon birlikte degerlendirilerek belirlenir.

incelenen yéntemin deney parametreleri

Asagidaki degerler belirtilen kaynak baskisinin secilmis maddelerinden incelenmistir. Yeni baski ile esdegerlik veya bagimsiz cihaz
dogrulamasi beyani degildir.

ASTM D1282-96 / 6.2, 10.3.2
1 WIRA alt ydnteminde numune 2,500 +0,005 g; samandira yiksekligi kalibrasyon egrisiyle mikrometreye cevrilir.
Port-Ar ve WIRA numune hazirliklari ayridir. Calisma referansi, ortam diizeltmesi ve kullanilan alt ydontem kaydedilir.
1ISO 1136:2015/5.1-5.2, 7.1-7.2

1 Yun hava akisli incelik ydnteminde sabit debi i¢in 1,5 g, sabit basing i¢in 2,5 g numune kullanilir. Pompa 200
mmHZO'da en az 30 L/dk saglayabilmelidir; lif tirine uygun referansla kalibre edilir.
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